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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 3: Cellules d’affichage a cristaux liquides (LCD) —
Spécification intermédiaire

AVANT-PROPOS

omposée
r objet de
aines de
itionales,

) et des
d'études,
hnisations
ment aux
selon des
a mesure
de la CEI
t agréées
ue la CEI
nsable de
s toute la
blications
blications

5) La CEIl n’a prévu auqune > S P pas sa
respomnsabilité pour les ey &

6) Tous les utilisat@' ion.

7) Aucurle responsabili d la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compxs ses K icwliers et les membres de ses comités d'études et degd Comités
natio } ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre

directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprif les frais
de judti S ccoutant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute 3 ) owau crédit qui lui est accordé.

8) L'atte 8 i 3 références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pyblications
référe eblidateire pgur une application correcte de la présente publication.

9) L’attenmti attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peyvent faire
I'objet] de (droits~de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tdnue pour
responsable-de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme internationale CEI 61747-3 a été établie par le comité d'études 110 de la CEI:
Dispositifs d’affichage a panneaux plats.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition, publiée en 1998, et constitue
une révision technique.

Les principales modifications par rapport a I'édition précédente concernent une mise a jour
éditoriale pour respecter les directives ISO/CEI les plus récentes.

Cette partie de la CEI 61747 est une spécification intermédiaire pour les cellules d’affichage a
cristaux liquides. Il convient de la lire avec la spécification générique a laquelle elle fait
référence.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 3: Liquid crystal display (LCD) cells -
Sectional specification

FOREWORD
1) The Irjternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizati pmprising
all i j i promote
i fields. To
ifications,
Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides as “IEC
idation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any nterested
and non-
bs closely
e Ywith® condjtions detefmined by
2) brnational
from all
3) National
nt of IEC
r for any
4) blications
vergence
indicated in
5) e for any
6)
7) mployees, servants or agents including individual eXperts and
mem ational Committees for any personal injury, property damage or
Swhether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expen isi he._publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publidati
8) Attent to t ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispEn
9) Attent i ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the pubject of
paten{ ri p IEC haN note held responsible for identifying any or all such patent rights.
Internatjopak-Standard IEC 61747-3 has been prepared by IEC technical committee 110: Flat
panel display devices.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1998, and constitutes
a technical revision.

The main changes with regard to the previous edition concern editorial updating in
accordance with current ISO/IEC directives.

This part of IEC 61747 is a sectional specification for liquid crystal display cells. It should be
read together with the generic specification to which it refers.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
110/82/FDIS 110/89/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le numg umeéro de
spéciifig oniques
(IECQ).

Les futd us. Les
titres de I’édition
suivantg.

La CEI 6 ‘dffichage
a cristalix liquides:

Partie 1 Spécification générique

Partie 2

Partie 2}1: hssive —
Partie 2f2: 1 ici scification particuliére cadre

Partie 3 CD) — Spécification intermédiairg

Partie 3}1: (LCD) — Spécification particuliere gadre
Partie 4 a cristaux liquides — Valeurs linmites et
Partie 4f1: i g odleur — Valeurs limites et caractéristiques esseptielles
Partie 5 nvironnement, d’endurance et mécaniques

Partie 6 e pour les modules a cristaux liquides — Type transmigsif

Le comité a ide contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la|date de
malnten i e sur fe site web de la CEIl sous "http //webstore iec.ch" dans les @lonnées

* supprimee,
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/82/FDIS 110/89/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The QC
in the |IB

number

Future s

gxisting
standar

IEC 617 devices:

Part 1:
Part 2:
Part 2-1[:
Part 2-2:
Part 3:
Part 3-1):
Part 4:
Part 4-1[:
Part 5:
Part 6:

The cor
the mai
the datsg

oritents of this publication will remain unchanded until
on the IEC web site under "http://webstore.idc.ch” in

*  reco
+ with
* repl
* ame
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 3: Cellules d’affichage a cristaux liquides (LCD) —
Spécification intermédiaire

1 Domaine d’application

Cette specmcatlon mtermedlalre s appllque aux ceIIuIes a crlstaux Ilqmdes de type
monochfor T - ' nar ' ance de
la qualité, les eX|gences de contrdle, igences
d’échantillonnage et les procédures d’essai et de mesure exigées po
d’affichage a cristaux liquides.

de savgpir-faire (voir I'Article 4 de la IECQ 001002-3, || : o ¢ a procédure
d’agrément de savoir-faire pour les cellules d’affichage a tx A\ st a I'é pour
tous les|produits fabriqués selon un procédé défini.

Toutes |les exigences de cette spécification r
exigencps exposées en 4.7 de la préseg

2 Reéflérences normatives

Les dogtuments de référs S indi ' icati présent
documept. Pour Ies refere 3 iti itée s' i . afé ces non
datées, i i aventuels
amend

CEl 61 - artie 1:
Spécificiation générjig

CEl 61747-5 iSPOSHt| 1 ; 1 iqui : j artie 5:
Méthodg¢s d’éssaisd} i : 5 j

CEl 61 artie 6:
Méthodés de

IECQ 001002-3 :200 Q) -
Rules oEProceds : —ApL procedures ctuellement disp ble seL = N

anglais)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivantes s’appliquent:

3.1

chaine de production

un seul ensemble d’opérations de processus en production permettant I'apparition
d'événements séquentiels a diverses phases de fabrication

EXEMPLES de processus :
a) I'impression de motifs d' électrodes;

b) le processus de traitement d'alignement;

c) le processus d’assemblage;
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LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 3: Liquid crystal display (LCD) cells —
Sectional specification

1 Scope

This sectional specification applies to liquid crystal cells of the segment type monochrome . It

gives details of the quality assessment procedures, the inspection requiremeqts, s¢reening
sequeng¢es, sampling requirements and test and measurement proc for the
assessment of liquid crystal display cells.

Instead|of the qualification approval procedure, the capability “a 8 can be
applied| (see Clause 4 of IECQ 001002-3; however, G W ity approval
procedure for liquid crystal display cells is under consideration Mcts manufactured
in a defined process.

All the fequirements of this specification remain va Frements
set out In 4.7 of this standard.

2 Normative references

The foll cument.
For datg I edition
of the rg

IEC 617 ion

IEC 61 mental,
endurarn

IEC 617 hods for
liquid cn

IECQ 001 Q) —
Rules o

3 Terms<and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

31

production line

an arrangement of process operations in production permitting sequential occurrence at
various stages of production

EXAMPLES of processes:
a) electrode patterning process;
b) alignment treatment process;

c) assembly process;
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d) le processus de remplissage avec un matériau cristal liquide;
e) le processus de finition;
f) le processus de contrdle.

NOTE Les procédures d’assurance de la qualité ne sont pas comprises dans ces phases.

3.2

lot de production

dispositifs de méme type, fabriqués sur les mémes chaines de production et passant par le
méme processus désigné, normalement dans une période d’un mois

3.3

modifi

toute mlodification du procédé de fabrication ou des techniques de f ceptible

d’affectgr la qualité ou la performance d’un produit fourni selon une spécificati bloguée,

ou qui pourrait exiger le transfert d’'un produit d’'un groupe d’assogiatiw groupe

(voir 4.4.2 ci-dessous)

EXEMPLES

a) l'img

b) le mptériau du substrat: 'épaisseur du substrat e

c) le type de matériau cristal liquide: ' N, STN,
etc.;

d) lam

NOTE 1 odifier la

technologfe (de fabrication).

NOTE 2 [Il incombe au contrélg

NOTE 3| Toute modificatign h et une

démonstration par des essa

4 Procédure

4.1 E

L’étape premier

process

42 P

Le processus)de fabrication des cellules d’affichage a cristaux liquides est classé gelon la

méthod(F sdivante :

a) L’impression de motifs d'électrodes

Ce processus est I'ensemble d’opérations du processus de fabrication depuis I'étape
initiale jusqu’au dernier stade de réalisation des motifs d'électrodes.

b) Le processus de traitement d'alignement

Ce processus est I'ensemble d’opérations du processus de fabrication pour former la
couche d’alignement sur le substrat de verre et pour la traiter pour préparer 'orientation
moléculaire des cristaux liquides.

c) Le processus d’assemblage

Ce processus est I’'ensemble d’opérations du procédé de fabrication comprenant la dépose
du joint et 'assemblage des plaques.
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d) liquid crystal material filling process;
e) finishing process;

f) inspection process.

NOTE Quality assessment procedures are not included in these phases.

3.2
production lot

devices of the same type, manufactured in the same production lines and passing through the

same nominated process, normally within one month

3.3

major ¢hanges
any change in the manufacturing process or technology which could
performpance of a product supplied to an approved specification,
product|to be transferred from one similarity group to another group

EXAMPLES
a) elecfrode patterning: complete different pattern;

O

matgrial of substrate: thickness of glass substrate;

O

)
) type|of LC material: type of electro-optical effect,/e.g
)

o

pin assignment change.

NOTE 1 |Not considered as a major change: equip

NOTE 2 |lt is the responsibility of the chief inspector todecide wt ehange is major or not.

quality to the National Supervising Inspectorate\(NSI

affect t

qiality or
quire a

NOTE 3 |Any major change is only to be imIemeited ith Wotification and demonstration by test eyidence of

4 Quality assessm

patterni

This| process i

last step/for the patterning of the electrodes.

4.1 PriI:nary st@)
The primary stag i liguid crystal display cells is the first proces$ of the
O

g set of manufacturing process operations from the primary stage to the

b) Alignment treatment process

This process is the set of manufacturing process operations to form the alignment layer on

the glass substrate for controlling the liquid crystal molecular direction.
c) Assembly process

This process is the set of manufacturing process operations comprising the seal printing

and the transfer plate assembling.
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d) Le processus de remplissage avec un matériau cristal liquide

4.3

Ce processus est I'ensemble des opérations du procédé de fabrication comprenant le
remplissage de matériau cristal liquide entre les deux substrats de verre paralléles, ainsi

que
Le p

le scellement.

rocessus de finition

Ce processus est I'ensemble final des opérations du procédé de fabrication comprenant la
mise en place du polariseur et du réflecteur, ainsi que le marquage.

Lep

rocessus de contrble

Ce processus est I'ensemble final des opérations du processus avant I'approbation du lot,
comprenant un examen visuel des dimensions et des caractéristiques électriques et

opti

Les

Lorsque

I’Annex
sont sa

a)

4.4

4.4.

L€
dy

y
pe
L
SY

Slous-traitance

33 B de I'Article 2 de la IECQ 001002-3), il doit s’assur

sfaites:

comprendre le
contrdle;

vérifie régqulié
confor @

fabricant agréé doit réaliser les essais de réception prescrits par la spé

ce (voir
livantes

le et/ou
e tri qui

selon le

|lité pour
ion doit
subit le

bpliqués

Celles-ci
la zone
cuments

doivent

ification

particuliére pour les composants qu’il certifie. Il peut réaliser les essais de réception dans
une installation en dehors de la zone géographique IECQ, a condition que cette
installation soit soumise a la surveillance de 'ONS.

Les essais de réception peuvent étre sous-traités a des laboratoires d’essais agréés a
I'intérieur de la zone géographique IECQ.

P

1

rocédures d’associativité

Généralités

Les procédures d’associativité sont prévues pour permettre une réduction du nombre de lots
de contréle qui doivent étre testés pour I'assurance de la qualité.
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d)

4.3 Su[contractmg

Liquid crystal material filling process

This process is the set of manufacturing process operations comprising the filling of liquid
crystal material between the two parallel glass substrates, and the sealing.

Finishing process

This process is the final set of manufacturing process operations comprising the fitting of
polarizer and reflector, as wekk as the marking.

Inspection process

This process is the final set of process operations before lot release, comprising visual
inspection of dimensions and electrical and optical characteristics.

When the approved manufacturer invokes the rules of procedure co i tracting
(see Anpex B to Clause 2 of IECQ 001002-3), he shall ensure that the foNowi i jons are
satisfied:
a) Thg subcontracted manufacturing process may be eithé the cell
and/or module manufacturing process, unconditionallys ing s which
are|incorporated in them. Screening operations a bly proc¢ss may
als® be independently subcontracted.
b) Thg NSI shall be satisfied that th s under
the|l[ECQ system
- hpps been provided with the ful i S ent and inspection documenfation of
a’Fy operation outside the IEC aphi include
the inspection reco ¢ Q g DN;

- regularly verifies pbrdance
with the a@d

c) Thsg X for the
tran cal area
whi s to the
appli

d) Any eported
bag shall be
rep

e) Tha_ approved manufacturer shall perform the acceptance tests prescribed by the detail
specification for the components he is certifying. He can perform the acceptance tests in
a facility outside the IECQ geographical area, provided that this facility is supervised by
the NSI.

f)  Acceptance tests can be subcontracted to approved test laboratories within the IECQ

geographical area.

4.4 Structural similarity procedures

4.4.1 General

Structural similarity procedures are intended to permit a reduction in the number of inspection
lots for quality assessment that shall be tested.
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De ce fait, en cas de réévaluation par I'extension des types approuvés ou de la modification de
la conception, les données d’essais qui ont été obtenues au sein des mémes groupements de
produits peuvent étre utilisées.

4.4.2 Cellules associables

Les cellules associables sont produites par un seul fabricant, selon essentiellement la méme
conception, avec le méme matériau, le méme procédé et la méme méthode de fabrication.

Le critére crucial pour le groupement des types de cellules associables réside dans le fait que
les différences entre les divers types n’influent pas sur les résultats de I’essai pour lequel le
groupe a été formé.

4.4.3 Critéres dépendant de I’essai pour I’associativité

Les crit¢res dépendant de I'essai pour I'associativité applicable a , ‘contrdle >|ot-par-

lot, et ayl groupe C, essais périodiques, sont donnés dans le Tapleat

Les points a) a i) spécifient I'interprétation de ces critéeres

Substrat de verre: le matériau pour le substrat.de\verye d?it éle lewéme.

Mate > d’alignement doif étre le

Matgriaux des polarisg : A réflecteur| doivent
étre|les mémes.

Taille de cellule

Si lgs cellul S omprise entre 150 % et 50 % de la valeur de
réféfence, ell (1

Construction d’gle

Méthedes et mesures

Les mesures et les méthodes techniques essentielles utilisées doivent étre les mémes, par
exemple type d’effet électro-optique (TN/STN, etc.), mode optique de fonctionnement
(réflexif, transflectif, etc.) .

Structure

L’épaisseur du substrat en verre, I'épaisseur de cristal liquide de la cellule, etc. doivent étre
les mémes.

Marquage

Le méme matériau doit étre utilisé pour le marquage, et les conditions essentielles de
processus de marquage doivent étre les mémes.

Valeurs limites

Les valeurs limites spécifiées dans la spécification particuliere doivent étre les mémes,
sauf pour les éléments dépendant des dimensions de cellules, tels que la consommation de
courant, la capacité électrique, etc.
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Therefore, in case of reassessment by the extension of approved types or the change of the
design, the testing data which was performed within the same grouping products may be used.

4.4.2 Structurally similar cells

Structurally similar cells are produced by one manufacturer, essentially to the same design,
with the same material, manufacturing process and method.

The crucial criterion for the grouping of types of cells as structurally similar is that the
differences between the various types have no influence on the results of the test for which
the group has been formed.

4.4.3 Tlest-dependent criteria for structural similarity

The test{-dependent criteria for structural similarity applicable to group
and gropp C, periodic tests, are given in Table 1.

Items a] to i) specify the interpretation of these criteria for s

a)

pections,

Matgrials
Glag
Mat

Mat be the

samp.
Celllsize

Whdre the cells have wi % area, they can be considered as striicturally
similar.

Electrode co
The
Prog
The
Prog
The
Met

Esse¢ntial-technical methods and measures used shall be the same, e.g. type of
opti ' ' i '

material and

electro-

).

Structure
The thickness of the glass substrate, gap of the cell, etc. shall be the same.
Marking

The same material shall be used for marking, and the essential process condition of
marking shall be the same.

Rating

The rating values as specified on the detail specification shall be the same, except for the
items dependent on the cell dimensions, such as current consumption, electrical
capacitance, etc.
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4.5 Procédures d’homologation

L’homologation doit étre normalement accordée lorsque des résultats satisfaisants ont été
atteints aprés I'exécution des régles de procédure (voir 3.1.5 de la CEl QC 001002-3) et des
exigences de contréle (y compris les éléments d’essai, les conditions, la taille
d’échantillonnage finale, etc.) a utiliser comme spécifié dans le Tableau 2 de cette
spécification.

Cependant, sur demande, des régles de procédure (voir 3.1.5 de la CEI QC 01002-3) peuvent
étre utilisées, avec les exigences d’échantillonnage conformément a celles figurant dans le
Tableau 7 et le Tableau 8.

4.6 Elssai de conformité de la qualité

4.6.1 Généralités

L’essai fle conformité de la qualité est défini en 5.6 de la CEIl 61

4.6.2 Division en groupes et sous-groupes

La divis|on en groupes et sous-groupes doit étre confp .Bs ACEY60747-1. Pe plus,
les groupes et sous-groupes doivent satisfaire aux cgndifi

— groupes A et B: un lot d’essai contient Je i . @rod jts en un mois oy quatre
sempines comme indiqué par le od es de(date)\ufilisés §

— groupe C: les échantillons issus des gproductiogns:soum aux essais périodiques| doivent
avoif été fabriqués dans une période de trois mois \comme indiqué par les trois cpdes de
bes de 13 semaines consécutives;

— groupe D: les échantil i ] Soumises aux essais périodiques| doivent
avoif été fabriqués

12 mois consécutifs ¢ . dates de 52 semaines consécutives.
4.6.3
Les gro
4.6.4
Ces esgai étre preschits conformément au Tableau 4.
4.6.5 ais lot par lot

Les esshig doivent étfe prescrits conformément au Tableau 5.

4.6.6 Groupe C - Essais périodiques

Les essais doivent étre prescrits conformément au Tableau 6.

4.6.7 Groupe D — Essais périodiques

Ces essais doivent étre réalisés en vue de I'homologation, et par la suite annuellement si
nécessaire uniquement.

lls doivent étre prescrits dans la spécification particuliere.
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4.5 Qualification approval procedure

Qualification approval shall normally be granted when satisfactory results have been achieved
on completion of the rules of procedure (see 3.1.5 of IEC QC 001002-3) and the inspection
requirements (including testing items, condition, final sampling size, etc.) to be used as

specified in Table 2 of this specification.

However, in case of request, the rules of procedure (see 3.1.5 of IEC QC 001002-3) may be
used, with the sampling requirements in accordance with those stated in Table 7 and Table 8.

4.6 Quality conformance test

4.6.1 QGeneral

Quality ponformance test is defined in 5.6 of IEC 61747-1.

4.6.2 Division into groups and subgroups

Division| into groups and subgroups shall be in conforma
addition|, the groups and subgroups shall satisfy the followihg_co io

— groups A and B: one test lot contains devices
four|weeks as indicated by the used date codge

— gro

- gro

47-1. In

e been
b month

e been

man indigated by 12 consecutive month date

codsg
4.6.3 G
The gro

464 @

These t

4.6.5 @

These t

4.6.6 QGroup C — Periodic tests

These tests shall be prescribed in accordance with Table 6.

4.6.7 Group D — Periodic tests

These tests shall be performed for qualification approval, and thereafter annually where

required only.

They shall be prescribed in the detail specification.
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4.6.8 Dimensions a vérifier

Les dimensions a vérifier faisant partie des groupes B et C doivent étre prescrites dans la
spécification particuliére.

De méme, si applicable, les dimensions optiques correspondantes et le groupe dans lequel
elles sont essayées doivent étre donnés dans les spécifications particulieres.

4.6.9 Exigences d’échantillonnage (tailles d’échantillonnage fixes)

Le Tableau 7 fournit les exigences d’échantillonnage pour les essais du groupe A, et le
Tableau 8 donne les exigences d’échantillonnage pour le groupe B et les essais C, pour la
taille de|lots compris entre 501 et 3 200.

Les autfres tailles d’échantillonnage doivent étre spécifiées dans | ticuliere

cadre (BDS) pour différentes tailles de lots.

4.7 Procédures d'agrément de savoir-faire

A I'étudq

14

4.8 Siélection

Lorsque elle doit
étre apq

La séle & sque la
sélection est réalisée aprés ige ot, et le
groupe [C périodique, les € ) ' ent étre
répétés

Les esgais addj ne dans la
spécification par ere\

L’essai
49 L
Avant IgNj ots qui ont été en stock pendant plus d’un an, les lots ou les quantités a
livrer dqi [ ais de groupe A spécifiés et les essais de brasage du groupg¢ B. Une

fois cels g lot complet, aucun nouvel essai n’est exigé pendant un an.

5 Méthodes d’essal et de mesure

Les méthodes d’essai et de mesure des caractéristiques électriques et optiques pour les
cellules d’affichage a cristaux liquides doivent étre conformes a la CEI 61747-1. Ces essais
doivent étre cités en référence dans la spécification particuliere, si nécessaire.
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4.6.8 Dimensions to be checked

Dimensions to be checked as part of groups B and C shall be prescribed in the detail
specification.

Also, where applicable, optical related dimensions and the group in which they are tested

shall be

4.6.9 Sampling requirements (fixed sampling sizes)

given in the detail specifications.

Table 7 gives sampling requirements for group A tests and Table 8 gives sampling require-
ments for group B and C tests, both for the lot size between 501 and 3 200,

The oth

4.7 Ca

Under ¢

4.8 Sc

When s
devices

Screeni
after m
periodid

Addition
The tes

4.9 De

Before

quantiti¢s to
group B}

year.

5 Test

pability approval procedure
pnsideration.
reening

creening is specified in the det
in the production.

ement procedures

er sampling sizes shall be specified in the blank detail specificgtio S)for different
lot sizeq.

rformed
C on a

or the
tests of
for one

The testing and measuring methods of electrical and optical characteristics for liquid crystal
display cells shall be in conformance with IEC 61747-1. These tests shall be referred to in the
detail specification, when required.
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Tableau 2 — Essais d’homologation

61747-3 © CEI:2006

Sous- Put_)ll- Condition Catégorie | Catégorie | Catégorie
. cation Y .
Groupe |groupe Essais CEI d'essais | ] 1l
n c n c n c
0-1 Examen visuel externe 61747-5
0-2 Défauts visuels Tache noire et ouvert,
fermé
0 0-3A [Caractéristiques 61747-6 |A spécifier dans la 24 0 40 0 40 0
0-3B |[électriques spécification
partedHere
Of4 Caractéristiques ’\(
optiques a 25 °C A
1H1 Dimensions 61747-5
N\
1 12 Robustesse 61747-5 0 0 5 0
des sorties (D) \
113 |Brasage (D) < \
211 |Résistance a la chaleur \\ o\ 3 o 4 | o
de brasage et variation
de température, suivies \/
par:
— essai cyclique de >
chaleur humide, ou
basse pression d’air;
2 — essai des caractéris-
tiques électriques et
optiques }\D) Q
2}2 Chocs ou vibratiQns, 3 0 5 0 5 0
suivis par
- accélératio
constante ;
- essa
341 Condition a spécifier 3 0 5 0 5 0
dans la spécification
particuliére
3t ka (a haute 240 h pour CAT.I 3 0 5 0 5 0
500 h pour CAT.II
3 1 000 h pour CAT.III
313 Stoc (& basse 240 h pour CAT.I 3 0 5 0 5 0
tempera e) (D) 500 h pour CAT.II
1 000 h pour CAT.III
3-4 Exposition a la lumiére A spécifier dans la 3 0 5 0 5 0
(D) spécification
3-5 |Permanence du particuliere 3 0 5 0 5 0
marquage
(D)

NOTE Les éléments suivants ne sont pas appliqués au panneau sans les connexions de borne: 1-2, 1-3 et résistance
a la chaleur de brasage du 2-1.

n = nombre d’échantillons
¢ = critére d’acceptation de groupe (nombre autorisé de piéces défectueuses par groupe ou sous-groupe)
D = destructif
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Table 2 — Qualification approval tests

Sub- IEC publi- Condition
Group | group Tests cation of tests Category | | Category Il | Category lll
n c n c n c
0-1 External visual 61747-5
examination
0-2 [Visual defects Black spot and
open, short
0 0-3A | Electrical 61747-6 |To be specified 24 0 40 0 40 0
0-3B |characteristics in the detail
specification
0-4 [Optical characteristics /\(
at 25 °C
A\
1-1 Dimensions 61747-5
1 1-2 |Robustness of 61747-5 3 0 0 \‘5 0
terminations (D) \ \/
1-3 | Soldering (D) \
2-1 Resistance to solder- \a\/ 0 5 0
ing heat and change
of temperature, follow- \
ed by either:
— damp heat, cyclic or 5 >
low air pressure
— electrical and optical j
characteristics test
2 (D)
2-2 | Shock or vibration, ( 3 | o | s 0 5 0
followed by
— acceleration; /\
3-1 Condition to be 3 0 5 0 5 0
specified in the
detail
specification
3-2 ({Sto (atrhigh 240 h for CAT.I 3 0 5 0 5 0
emperatiire) 500 h for CAT.II
3 1 000 h for
CAT.1lI
Y
3-3 orage (gt low 240 h for CAT.I 3 0 5 0 5 0
temperatuye) (D) 500 h for CAT.II
1 000 h for
CAT.1lI
3-4 Light exposure (D) To be Specified in 3 0 5 0 5 0
the detail
3-5 |Permanence of specification 3 0 5 0 5 0
marking (D)

NOTE The following items are not applied to the panel without the terminal leads: 1-2, 1-3 and resistance to
soldering heat of 2-1.

n = sample size

D = destructive

¢ = group acceptance criterion (permitted number of defectives per group or subgroup)
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